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Introducao

Atualmente existe um interesse crescente na
sintese e reatividade de complexos polissulfurados
devido as diferentes aplicagdes em bioinorganica,
ciéncia dos materiais e catalise'. Nesse cenario,
ligantes do tipo: tritiocarbonato (CS;*) e xantato
(RO-CSy) tornam-se imprescindiveis. O primeiro
devido a sua aplicacdo como aditivo anticorrosivo e
antioxidante para 6leos lubrificantes e graxas®. Ja o
segundo é utilizado como agentes de flotagédo para
minerais ti6filos e metais de transigéos. Assim, o
objetivo deste trabalho foi a sintese e caracterizacao
de complexos contendo os ligantes xantatos e
tritiocarbonato, sendo alguns inéditos na literatura
para avaliagao de suas propriedades
espectroscépicas vibracionais e eletrbnicas ainda
nao elucidadas.

Resultados e Discussao

Os sais complexos [M(CS;).][PPhy]. € complexos
neutros M(RO-CS,), foram sintetizados através de
modificacbes nos procedimentos descritos na
literatura>*, como apresentado a seguir:
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R = etil, isopropil, butil
onde: M= Zn*, Ni*%, Cu*, Co*?, Cd*?, Mn*?, Pb*?

Xantato

Os soélidos obtidos apresentaram uma faixa de
rendimento entre de 10 a 50%. Os espectros
Raman na fase solida foram obtidos num FT-Raman
MultiRam Bruker de 4000 a 70 cm™ e os espectros
de infravermelho de 4000 a 375 cm™ num FT-IR alfa
Bruker por ATR. As transigbes eletrénicas foram
avaliadas na fase sélida de 1100 a 190 nm por
refletancia difusa num espectrofotémetro Cary 5000.
Também foram avaliados para alguns compostos a
difracdo de Raios-X de p6 num equipamento Bruker
D8 Advance em temperatura ambiente (passo=0.02
/ tempo=0.1s).

Alguns espectros na regido do Infravermelho e
Raman, além do UV-Vis sdo apresentados nas
figuras 1 e 2 ao lado. A espectroscopia vibracional
permitiu caracterizar as diferengas entre os ligantes,
com bandas em 1200 cm™ e 690-640 cm™ para os
xantatos® enquanto para o CS; foi observado os
vC=S e vC-S em 1000 e 855 cm™. Os espectros
Raman permitiram mapear vM-S abaixo de 400cm’™.
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Figura 1. Espectros IV e Raman dos complexos

[Ni(CS3)2][PPH4)2 € Cd(C4H,0S;)..
Os espectros UV-Vis  permitiram justificar
claramente a cor dos complexos, com a
absorbancia em 513nm para o [Ni(CSs;).][PPH4)-
marrom, enquanto os xantatos de Zn, Cd e Pb
apresentaram coloragdo amarela, indicando a
mudanga do cromoéforo. A difragdo de policristal foi
utilizada para caracterizagao de sistemas cristalinos
ja existentes.
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Conclusoes

Unindo-se as metodologias de sintese e
observacbes espectroscépicas foram preparados e
caracterizados complexos de xantatos e (CSs>) com
éxito. Estes dados servirdo de suporte para um
futuro estudo tedrico inédito de atribuigbes
espectroscépicas com maior confiabilidade.
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